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主要技术内容

本文件描述了多层陶瓷电容器（MLCC）直流偏置电压

老化测试的测试原理，规定了样品的测试步骤。

本文件适用于电子设备中使用且用于表面安装的 1 类

和 2 类 MLCC 电容器。这些电容器为无包封设计，带金属

连接片或焊接带，主要应用于印制电路板（PCB）或在混

合电路上的直接安装。

本文件适用于最高额定电压不大于 160V 的 MLCC 产品

的直流偏置老化测试。
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